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Algebra de Boole. Portas Logicas. Circuitos Combinacionais. Circuitos Sequenciais. Memorias.
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OBJETIVO GERAL

Projetar circuitos combinacionais e sequencias utilizando a algebra de Boole.

METODOLOGIA

Aulas expositivas e demonstrativas com utilizacdo de recursos audiovisuais.




CRITERIO DE AVALIACAO

A avaliagdo semestral envolve duas provas escritas (P1 e P2) e, a critério do docente regente, um trabalho. As
datas das provas sao agendadas entre o professor e a turma. A média parcial (MP) sera calculada pelo computo
da média aritmética ponderada as provas e trabalho da seguinte forma:

MP=(0*PL+[B*P2)+y*T
onde @, 3 e Y s&o definidos pelo docente no inicio do periodo letivo.

O aluno que faltar a uma das duas provas tera direito a uma avaliacdo alternativa, denominada segunda
chamada, versando sobre todos os tépicos abordados no curso, e cuja data também é agendada entre docente e
discentes. A nota obtida nessa 22 chamada substituira a da avaliacdo P1 ou P2 onde o aluno ndo esteve

presente. Caso ele falte as duas avaliagGes, tera atribuido o grau ZERO em uma delas.

Opcionalmente o docente pode propor testes ou trabalhos praticos em cada uma das avaliacdes, com vistas a

composicao das notas P1 e P2.

Segundo o regimento do CEFET-RJ, caso o aluno obtenha média parcial inferior a 3,0 (trés e zero) estara
reprovado diretamente. Graus MP maiores ou iguais a 7,0 (sete e zero) aprovam diretamente o aluno. Em
situagBes onde o aluno tenha grau MP entre 3,0 inclusive e 7,0 exclusive, terd direito a uma prova final (PF), que,
juntamente com a média parcial gerara uma nova média, denominada média final (MF). Essa média é calculada

da seguinte forma:
MF = (MP + PF) /2
Para ser aprovado, o aluno deve alcancar uma média final MF maior ou igual a 5,0 (cinco e zero). Caso contrario,

estara reprovado, devendo repetir a componente curricular.

CHEFE DO DEPARTAMENTO

NOME ASSINATURA

PROFESSOR RESPONSAVEL PELA DISCIPLINA

NOME ASSINATURA

PROGRAMA

1. Algebra de Boole

1.1. Variaveis e expressdes

1.2. Postulados e Propriedades

1.3. Minimizacéo pelo método algébrico de expressdes booleanas

1.4.Minimizacado de expressdes booleanas com Mapas de Vecih-Karnaugh
2. Portas Légicas

2.1.Portas NOT, AND e OR

2.2.Portas NAND e NOR




2.3.Blocos OU EXCLUSIVO e COINCIDENCIA
2.4.Obtencéo de circuitos a partir de expressdes booleanas
2.5. Equivaléncia entre blocos légicos
Circuitos Combinacionais
3.1. Cddigos de deteccéo e correcdo de erros
3.1.1.Caodigo BCD 4 bits paridade par
3.1.2.Cbdigo Excesso-3
3.1.3.Cddigo Gray
3.1.4.Cédigo Hamming 7 bits

3.1.5.Implementacéo de circuitos dos cédigos de deteccao e correcdo de erros

3.2.Display de 7 segmentos

3.3. Circuitos Aritméticos
3.3.1. Meio somador e meio subtrator
3.3.2.Somador e subtrator completo
3.3.3.Somador completo a partir de meio somadores
3.3.4.Subtrator completo a partir de meio subtratores

3.4. Multiplexadores e Demultiplexadores

Circuitos Sequenciais

4.1.Flip-Flops
4.1.1.Flip-Flop RS e variagfes
4.1.2.Flip-Flop JK bésico e variagbes
4.1.3.Flip-Flop T
4.1.4.Flip-Flop D

4.2.Registradores de Deslocamento
4.2.1.Conversor Série-Paralelo e Paralelo-Série
4.2.2.Reqistrador de Entrada Série e Saida Série
4.2.3.Reqistrado de Entrada Paralela e Saida Paralela
4.2.4.Registrador de Deslocamento

4.3. Contadores

4.4.Contadores Assincronos

4.5. Contadores Sincronos

4.6. Circuitos temporizadores

Memorias

5.1.Memorias ROM

5.2.Memorias PROM

5.3.Memoérias EPROM

5.4.Memorias EEPROM

5.5.Memorias RAM




